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October 1, 2023

ASSISTANT DIVISION DIRECTOR         C. TRATTNER (6)                  ADMINISTRATIVE ASSISTANT   Y. BOUDREAU (6)
ESH COORDINATOR/QA REP.              M. FRIES (4)              ADMINISTRATIVE ASSISTANT (HR)    C. PENNELL (6)       

X-RAY SCIENCE DIVISION
J. LANG

DIVISION DIRECTOR
EXECUTIVE ASSISTANT      J. KITCHING

A. CHUANG
V. COOLEY
L. GALLINGTON
P. KENESEI
C. KMAK (6)
A. MASHAYEKHI
J. OKASINSKI
J. PARK
R. RANAY
S. SHASTRI

MATERIALS PHYSICS 
AND ENGINEERING

J. ALMER
GROUP LEADER

B. STONE
W. BURNS

D. BREWS (5)
R. GAGNON (6)
S. HEALD (10)
J. HUANG 
I. HWANG (3)
M. PAPE
M. SOLOVYEV 
G. STERBINSKY
C. SUN
M. WOLFMAN

SPECTROSCOPY
S. KELLY

GROUP LEADER

DYNAMICS AND 
STRUCTURE

S. NARAYANAN
GROUP LEADER

E. DUFRESNE
D. JENSEN (6)
Z. JIANG
L. SHOUDIS (6)
J. STRZALKA
A. TRIPATHI (6)
Q. ZHANG
R. ZIEGLER

S. BANERJEE (3)
J. BARBOSA MARTINS (3)
C. BENMORE
Y. CHOI
G. FABBRIS
J. FREELAND
D. GAGLIANO
R. GAGNON (6)
Z. ISLAM
D. JENSEN (6)
J. W. KIM
M. KROGSTAD
P. MERCADO LOZANO (3)
J. MCCHESNEY
D. ROBINSON (10)
R. ROSENBERG (10)
P. RYAN
J. STREMPFER
R. WEBER (5)
H. ZHANG
J. ZIENTEK

MAGNETIC 
MATERIALS
D. HASKEL

GROUP LEADER

C. BALTSEN (6)
S. CLARK
A. DERIY
K. FEZZAA
A. KASTENGREN
S. KIM (3)
Y. LI
A. MITTONE
V. NIKITIN
P. SHEVCHENKO 

IMAGING 
F. De CARLO

GROUP LEADER

O. ANTIPOVA
C. BALSTEN (6)
Z. CAI
W. CHA
S. CHEN 
J. DENG
M. FRITH
C. GUERRERO
R. HARDER
T. ISIK (3)
Y. JIANG
J. KLUG
P. LEE (3)

MICROSCOPY 
B. LAI

GROUP LEADER

C. BALTSEN (6)
D. CYL
H. HONG
E. KARAPETROVA
W. LIU
M. WANG (3)
D. SHEYFER
Z. ZHANG
H. ZHOU

SURFACE SCATTERING 
AND 

MICRODIFFRACTION
J. TISCHLER

GROUP LEADER

THIN FILM AND 
MIRROR OPTICS

R. CONLEY

B. SHI

CRYSTAL OPTICS 
FABRICATION AND 

CHARACTERIZATION
X. HUANG

K. AHRENS
M. BECKER
D. KISSICK
C. OGATA

GM/CA STRUCTURAL 
BIOLOGY FACILITY

R. FISCHETTI
GROUP LEADER

CONTROLS
S. STEPANOV

M. HILGART
O. MAKAROV
Q. XU

CHEMICAL AND 
MATERIALS SCIENCE

B. LEE
GROUP LEADER

J. ERNST (5)
J. ILAVSKY
R. KLINGLER (5)
C. KMAK (6)
C. KURTZ
I. KUZMENKO
S. LEE
A. QUENTAL
B. REINHART
S. SEIFERT
X. WANG (3)
R. WINANS (5)(10)
X. ZUO

OPERATIONS
N. VENUGOPALAN

S. CORCORAN
D. FERGUSON
S. XU

J. CZYZ (6)
M. ENGBRETSON
K. GOETZE
P. JEMIAN
J. KIRCHMAN
(K. LANG)
N. MARKS
B. MONK
T. MOONEY
K. PETERSON
F. RODOLAKIS
T. WALSH
M. WYMAN

BEAMLINE CONTROLS
J. SULLIVAN

 GROUP LEADER

(S. BEAN)
E. BENDA
(T. BENDER)
A. BERNHARD
(D. CAPATINA)
B. DAVIS
(A. KHAN)
(J. KNOPP)
G. NAVROTSKI
(C. PREISSNER)
L. SHOUDIS (6)
J. TAN
(K. WAKEFIELD)

BEAMLINE 
INSTRUMENTATION

M. FISHER
GROUP LEADER

INELASTIC
X-RAY AND NUCLEAR 

RESONANT 
SCATTERING

J. ZHAO
GROUP LEADER

A. ALATAS
E. ALP
E. ARAN
D. CASA
J. CZYZ (6)
M. HU
J. H. KIM
R. KRAKORA
A. SAID 
T. TOELLNER
M. UPTON
J. ZHAO

Y. BOUDREAU (6)
M. CHU
B. FROSIK
A. GLOWACKI
J. HAMMONDS
S. HENKE
P. MYINT
H. PARRAGA
M. PRINCE
H. RUTH
(S. VESELI)

SCIENTIFIC 
SOFTWARE 

ENGINEERING 
AND DATA 

MANAGEMENT 
N. SCHWARZ

 GROUP LEADER

TIME RESOLVED 
RESEARCH
X. ZHANG

GROUP LEADER

B. GUZELTURK
D. JENSEN (6)
J. JIANG
C. LIU
L. SHOUDIS (6)
R. SPENCE
D. WALKO
J. WANG
M. ZAJAC (3)

J. BALDWIN
Y. BOUDREAU (6)
A. BREWE (2)
L. GADES 
S. GNANASEKARAN (2)
T. GURUSWAMY 
M. HAMMER
U. PATEL
C. PIATAK
O. QUARANTA
H. SHI
S. STREMPFER (2)
P. TRIAMKITSAWAT (2)
J. WEIZEORICK 

DETECTORS 
A. MICELI

GROUP LEADER

T. BICER (4)
Y. BOUDREAU (6)
A. CHANDRASEKHAR (3)
D. CHING
Z. DI (4)
D. GURSOY 
J. HORWATH (3)
H. SHARMA 
B. TOBY 
A. TRIPATHI (6)
M. VAN VEENENDAAL
B. VON DREELE (5)

COMPUTATIONAL 
X-RAY SCIENCE

M. CHERUKARA
GROUP LEADER

BL OPERATIONS
S. VOGT

ASSOCIATE DIV. DIR.

X-RAY SCIENCE TECHNOLOGIES
A. SANDY

 ASSOCIATE DIV. DIR.

P. LIU (3)
A. MACRANDER (10)
C. PENNELL (6)
J. QIAN
L. REBUFFI
R. REININGER (10)
X. SHI
Y. SHVYDKO
M. WOJCIK
R. ZHANG (3)

NANO
POSITIONING

(J. ANTON)
(S. KEARNEY)
S. MASHRAFI
L. SHOUDIS (6)
D. SHU

A. BOMMANNAVAR
A. DHAR (2)
T. EASTMOND (3)
I. ENZENWA
R. FERRY
R. HRUBIAK
F. HUMBLE
C. KENNEY-BENSON
C. PARK
D. POPOV
R. PRATOORI (2)
E. ROD
G. SHEN
J. SMITH
Y. XIAO

HIGH PRESSURE CAT
M. SOMAYAZULU 

GROUP LEADER

BL OPERATIONS
J. LANG

INTERIM ASSOC. DIV. DIR.

STRUCTURAL BIOLOGY 
CENTER

A.  JOACHIMIAK
GROUP LEADER

P. BULAON
C. CHANG
Z. DAUTER (10)
M. ENDRES
Z. FINFROCK
Y. KIM
A. LAVENS
K. LAZARSKI
J. OSIPIUK
M. RADFORD
M. SCHIFFER (10)
K. TAN

K. BEYER
O. BORKIEWICZ
T. DOULGAS (3)
G. JENNINGS
T. KINNIBRUGH
C. KMAK (6)
S. LAPIDUS 
T. LI (3)
L. RIBAUD
E. SARNELLO (3)
K. TADDEI
Y. WANG
J. WENG 
K. WIADEREK
W. XU
A. YAKOVENKO

STRUCTURAL SCIENCE
U. RUETT

GROUP LEADER

OPTICS 
L. ASSOUFID

GROUP LEADER

G. LONG (10)
A. SCHULTZ (10) (5)

SENIOR ADVISORY 
GROUP

BEAMLINE 
DEVELOPMENT
D. HAEFFNER

ASSOCIATE DIV. 
DIR.

(M. HIGHLAND)

)      

EBERLIGHT 
K. MICHALSKA
GROUP LEADER

L. LI
X. LIU (3)
A. LUKTUKE (3)
G. LUO
F. MARIN
J. MASER 
E. MAXEY
J. MCCOURT (3)
N. RAHMAN (3)
M. ROBERTS
V. ROSE
D. SHERRELL
S. WIEGHOLD
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